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Mikroskop sil atomowych sprzezony z
nanoindenterem

IcOU

icOnXR

Opis techniczny:

Mikroskop sit atomowych (AFM) Bruker Dimension ICON XR to
wszechstronny, niskoszumowy mikroskop pracujacy w uktadzie skanowania
sonda. Maksymalny obszar skanowania wynosi 90x90 pm w zakresie
poziomym i do 10 pm w zakresie pionowym. Mikroskop umozliwia badanie
prébek matych i duzych do srednicy 200 mm i grubosci 15 mm, przez co
nadaje sie do obrazowania zaréwno préobek laboratoryjnych, jak i
przemystowych. Pomiary odbywaja sie w dedykowanej komorze
antywibracyjnej zapewniajacej dodatkowa izolacje akustyczna. AFM
wyposazony jest w system Closed-Loop i umozliwia wykonanie pomiaréw
wykorzystujac najwazniejsze techniki AFM.

Ponadto mikroskop wyposazony jest w druga gtowice skanujaca - Bruker
Hysitron TriboScope, przeznacza do obrazowania prébek twardych i
rownoczesnych ilosciowych pomiaréw twardosci oraz modutu Young’a
(nanoindenter skanujacy ostrzem Berkovivch’a lub ostrzem ptaskim).
Nanoindenter wyposazony jest dodatkowo w dynamiczny tryb pracy -
nanoDMA.



Nazwa handlowa: Sprzezony uktad nanoindentera z mikroskopem sit
atomowych

Wiecej szczegolow: /equipment/mikroskop-si-atomowych-sprzezony-z-
nanoindenterem/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Szuwarzynski Michat

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
michal-szuwarzynski-8587.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiatéw i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespoél: Zakltad Nanoinzynierii Powierzchni i
Biomateriatow

Data ostatniej aktualizacji: 28 kwietnia 2025 10:00
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2020
Obszary badawcze IDUB:

(POB 1) Zréwnowazone technologie energetyczne, odnawialne zrédta
energii i magazyny energii oraz zarzadzanie zasobami. Projektowanie,
wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesow

(POB 5) Materiaty, technologie i procesy inspirowane natura:
biotechnologia, bioinspiracje w inzynierii i nauce o materiatach,
biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
taczace inzynierie materiatowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna
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Mozliwosci badawcze:

Contact i Tapping Mode
PeakForce Tapping (w tym iloSciowe obrazowanie fazowe QNM)
Lateral Force Microscopy

Lift Mode (w tym wysokorozdzielcze pomiary magnetyczne MFM,
elektrostatyczne EFM oraz sonde Kelvina KPFM)

Force Spectroscopy
Torsion Resonance Mode
Piezoresponse Microscopy

Pomiary elektryczne (C-AFM, wysokorozdzielczy PF-TUNA,
wielokanatowy tryb Data Cube)

Mozliwosci pomiarowe:

prébek statych (modut do 200 GPa), stopow, proszkéw, metali,
kompozytow

prébek miekkich i biologicznych w powietrzu oraz cieczach

w zakresie temperatur od -35 do 250 °C

probek przewodzacych magnetycznych, z tadunkiem powierzchniowym
prébek w rozmiarze 200 (di) x 200 (szer) x15 (wys) mm

n}aksymalny obszar skanowania: 90x90 pm w poziomie i do 10 pm w
pionie

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMIiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)
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